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An erosion spots of the spark discharge (SD) was investigated, by using a NewView 5010 
interferometric microscope. The spots were obtained on the various metals, using the SD 
generator of nanoparticles. Also, a technique for restoring the missing data of the interference 
microscope was developed. 

 
Для получения наночастиц разработан ряд методов, различающихся 

размерами получаемых наночастиц, скорость синтеза, чистота образцов и др. 
Одним из интересных методов является метод искрового разряда. Это один из 
газофазных методов синтеза наночастиц. Он основан на испарении 
металлических электродов под действием искровых разрядов. Главной 
особенностью метода является высокая удельная поверхность получаемых 
нанопорошков. При этом размер частиц может достигать единиц нанометров 
[1,2]. Однако метод имеет низкую производительность из-за низкого 
энергетического вклада в испарение материала электродов [3], что ограничивает 
область его применения как способа получения конструкционных 
наноматериалов. Для исследования явления электроэрозии и возможности 
повышения производительности были проведены исследования пятен разряда на 
электродах при помощи интерференционного микроскопа NewView 5010 
компании Zygo (USA).  

В работе [4] исследовались пятна разряда на железном электроде и 
установлена зависимость между вложенной энергией и испаряемым веществом 
в одиночном искровом разряде. Настоящее исследование расширяет ранее 
полученные знания об эрозии электродного материала, за счет увеличения 
спектра используемых материалов в качестве электродов. Однако снимки, 



ФТИ-2023 

399 
 

 

полученные микроскопом, имеют ряд дефектов: пропуски данных, «выбросы» 
(данные, не имеющие физического смысла), а также зашумленность 
поверхности. Причинами их возникновения являются крутые склоны 
поверхности пятен разрядов, а также, по-видимому, низкая отражающая 
способность отдельных участков. Поскольку для анализирования физических 
параметров пятен разрядов необходимы как можно более качественный массив 
данных, была разработана методика восстановления снимков путем линейной 
интерполяции с последующим усреднением результатов. 
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